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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-1: Spécification particuliére pour connecteurs blindés
a 8 voies comprenant des fiches et des embases avec caractéristiques
d’accouplement communes, avec assurance de la qualité

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatig i alisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Rationad . pa CEIl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gudesti i i dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entré 2 \ g des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, omité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations dnternati gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également au El gollabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), s ixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant le éprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étydiés\e es Comités nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent so f € ns internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, bs_ te i gdides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interngtiong ités pationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toudte\la meg i \ internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. i S de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étrenindiq .

5) La CEl n’a fixé aucune arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engag&@

La Commission El iqu f dle (CEI) attire I'attention sur le fait qu’il est déclaré que la
conformité aux gi iti présente Norme internationale peut impliquer [l'utilisation d’un brevet

AT&T
Intellectual Property Cicensing and Management Organization
10 Independence Boulevard

P.O. Box 4911

Warren, New Jersey 07060-0911

Etats-Unis d’Amérique

L'attention est par ailleurs attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale
peuvent faire l'objet de propriété autres que ceux mentionnés ci-dessus. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir diment signalé tout ou partie de ces droits de propriété.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors

with common mating features, with assessed quality

FOREWORD

participate in this preparatory work International, governmental and no
with the IEC also part|C|pate in thls preparation. The

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects |si shni mittee has representation
from all interested National Committees

The documents produced have the form of/fecomm al ¥se and are published in the form
of standards, technical specifications, i 9 ides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

In order to promote international unificatio

Standards transparently to the maximum| exte poss Ie in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC % national or regional standard shall be clearly

The Internationa IEC) draws attention to the fact that it is claimed that
compliance with this ay involve the use of a patent concerning connectors, shielded,
8-way, for interconpe S o\ es 3 and 4.

10 Independence
P.O. Box 4911
Warren, New Jersey 07060-0911
United States of America

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights other than those identified above. The IEC shall not be held responsible for identifying any or
all such patent rights.
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La Norme internationale CElI 60603-7-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1120/FDIS 48B/1155/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la p 8 publication est’le numéro de
{5:é oniques (IECQ).

Le comité a décidé que le contenu de cette publ on pas” modifié avant 2002.
A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, o
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International Standard IEC 60603-7-1 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1120/FDIS 48B/1155/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dir

The committee has decided that the contents of thi
At this date, the publication will be

* reconfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
Partie 7-1: Spécification particuliére pour connecteurs blindés

a 8 voies comprenant des fiches et des embases avec caractéristiques
d’accouplement communes, avec assurance de la qualité

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

1.2 Références normatives

Les documents de réfé
partie de la CEIl 60603.

CEl 60050(581):
Composants élect

CEIl 60352-2:19Q0, Connexions sans soudure — Deuxieme partie: Connexions serties sans
soudure — Régles gériérales, méthodes d'essai et guide pratique

CEl 60352-3:1993, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes
accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEIl 60352-4:1994, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60410:1973, Plans et regles d’échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 60512-2:1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Deuxiéme partie: Examen général,
essais de continuité et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte
diélectrique
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors
with common mating features, with assessed quality

1 General

1.1  Scope

IEC 60352-3:1¢ olderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4:1994, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 60512-2:1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing

procedures and measuring methods — Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests
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CEI 60512-3:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures
d'essai de base et méthodes de mesure — Troisiéme partie: Essais de courant limite

CEl 60512-4:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d’essai de base et méthodes de mesure — Quatrieme partie: Essais de contraintes
dynamiques

CEl 60512-5:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie 5: Essais d'impact (composants
libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et
essais de surcharge

CEl 60512-6:1984, Composants électromécaniques pour équipemen
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Sixieme partie:
essais de soudure

électroniques;
climatiques et

CEl 60512-7:1993, Composants électromécaniques pour équi 6 5 oniques;
procédures d'essai de base et méthodes de mesure — Partie/Ts ! actignnement
mécanique et essais d'étanchéité

CEl 60512-8:1993, Composants électromécaniques
procédures d'essai de base et méthodes de mesuyé
connecteurs, des contacts et des sorties

électroniques;
'S mécaniques des

CEl 60512-11-7:1996, Composants
procédures d'essai de base et méthod:
Essai 11g: Essai de corrosion dans un

rédaction des spécificatio,
Amendement 1 (1992)

basse tension —
Amendement 1

Prescriptions générales et guide de rédaction des
spécificationg jcyli onnecteurs avec assurance de la qualité

QC 001001:2000, Sksteme CEI d'Assurance de la Qualité des composants électroniques
(IECQ) — Reglesfandamentales

QC 001002 (toutes les parties), Systeme CEI d'Assurance de la Qualité des composants
électroniques (IECQ) — Regles de procédure (disponible en anglais seulement)

UIT-T K.20:2000, Immunité des équipements de télécommunication, installés dans un centre
de télécommunication, aux surtensions et aux surintensités

1) 1l existe une édition consolidée 1.1 (2000) comprenant I'édition 1.0 et son amendement.
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